激光显微拉曼光谱仪（Micro-Raman Spectroscopy System）
仪器型号：inVia-Reflex
生产厂家：英国 Renishaw

主要配置：

主机： 325nm、532nm、633nm、785nm四个激光器， 1200、1800、2400、3600 l/mm四个光栅，计算机控制16级激光衰减片，高性能研究级原装Leica显微镜。

附件： XYZ三维自动平台，变温样品台（温度－196℃～＋600℃），大样品附件，偏振附件，旋转样品台。

主要技术指标：

灵敏度：可见激发光单晶硅三阶峰的信噪比优于16:1，紫外激发光单晶硅一阶峰（520cm-1）的信号强度≥100CNT。

谱重复性：≤±0.15cm-1。

光谱分辨率：可见光谱≤1cm-1， 紫外光谱≤2cm-1。
空间分辨率：与×100物镜联用，横向分辨率 ≤0.5(m，光轴方向纵向分辨率≤2(m。

光谱测量范围：    

325nm激光激发：200cm-1-4000cm-1拉曼位移及360nm-1000nm光致发光（PL）测量
532nm激光激发：50cm-1-9000cm-1拉曼位移
633nm激光激发：50cm-1-6000cm-1拉曼位移

785nm激光激发：50cm-1-3200cm-1拉曼位移
主要用途：
无机、有机、高分子等化合物的定性和定量分析；

材料晶型变化、结构及其缺陷的研究；

材料成分表面分布及其深度分布变化研究；

高分子结构变化、相容性、应力松弛及分子相互作用研究；

生物大分子的构象变化及相互作用研究；

未知物无损分析。
